
 

裏面クラック検査装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
本装置はセラミック基板裏面のクラックを自動検査いたします。測定精度が一定で測定者の技量に依存すること無く

連続運転で検査品質が変わりません。非接触検査測定が可能でワークを傷つけず、測定速度も速くインラインの２４

時間の全自動化が容易に構築できます。人の目では見つけにくい微細なクラックを２方向特殊照明により画像処理で

検出できます。結果を自動でデータ保存・自動判定（良品/不良）が可能で自動で不良発生時アラート出力も可能で

す。検査後の商品は、品質保証が可能になります。他社の検査装置と違い、任意のタクトタイム、ご希望の検査精度

で装置の構築が可能です。 

 
     

構成（回転機構部含む）スケーラー（ＯＰ）              ・カメラ        2500万画素 CMOSカメラ 

１．Ｘステージ ストローク２５０mm                ・レンズ     高精度ＦＡ用レンズ 

２．Ｙステージ ストローク２５０mm                ・照明方式     2方向ライン照明および同軸照明 

３．Ｚステージ ストローク１０mm                ・照明電源     ＰＣによるＵＳＢ制御 

４．平行フィルム付き同軸照明                 （画像部） 

５．画像処理用パソコン                       ・視野サイズ   約５８ｍｍ×５８ｍｍ 

６．カメラ照明台                                  ・タクトタイム   １視野１秒以下    

７．測定開始ボタン                                 ・画素分解能  約１１．３µ/画素 

８．緊急停止ボタン                             ・保存機能  欠陥ＭＡＰ：データ：レシピ 

 

               
 

 
 
 
 

 
 
  


